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SISTEMAS DE MUESTREO PARA
LA INSPECCION POR ATRIBUTOS
[ISO 2859 ]

Impartido por: Capacitaciones GoCursos Spa

Modalidad Reunién con Relator Incluye : : : : : : : :
Presencial/Elearning Costo O Diplima y Certificado . « « «
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2 Objetivo general

Proporcionar a los participantes un entendimiento sélido y practico de los
sistemas de muestreo para inspeccién seguin la norma ISO 2859.
Capacitar a los participantes para implementar y utilizar adecuadamente
sistemas de muestreo en su entorno laboral.

@ Objetivos especificos

e Comprender la terminologia y conceptos clave de la norma ISO
2859.

e Adquirir habilidades para interpretar y aplicar los procedimientos
de muestreo en la inspeccién por atributos.

e Conocer y comprender las diferentes partes de la norma y sus
aplicaciones précticas.
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ONLINE ONLINE EN VIVO PRESENCIAL
Clases asincrénicas, Clases remotas en vivo, Asiste fisicamente a las
entregandote la libertad donde profesor y clases, en nuestras
de estudiar en el alumnos se conectan e salas o en las propias
momento y lugar que tu  interactlan en tiempo dependencias del
decidas. real, en una fecha y cliente.
horario establecido ’D’[

=% info@gocursos.cl | @ www.gocursos.cl | @lrarrazaval #688 A Nufioa




Temario del curso:

Médulo 1: Introduccidn a los sistemas de
muestreo para la inspecciéon por
atributos.

Médulo 2: Norma internacional I1SO
2859-1:1999 procedimientos de
muestreo para la inspeccién por
atributos.

Médulo 3: Norma internacional ISO
2859-2:2020 planes de muestreo
indexados por la calidad limite.

Mddulo 4: Norma internacional ISO
2859-3:2005 procedimientos de
muestreo de lotes salteados.

Moddulo 5: Norma internacional I1SO
2859-4:2020 procedimientos para la
evaluacion de niveles de calidad
declarados.

Mddulo 6: Norma internacional ISO
2859-5:2005 sistema de planes de
muestreo secuencial indexados.

Moédulo 7: Normas internacionales I1SO
2859-10:2006 e ISO 28590:2017
procedimientos de muestreo para la
inspeccion por atributos.

Mdédulo 8: Aplicacidon practica de los
sistemas de muestreo para la inspeccién
por atributos.
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Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC: Capacitaciones GoCursos SPA

Rut: 77919346-2

Giro: Servicio de Capacitaciones

Direccidn Irarrazaval 690 Nufioa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email: contacto@gocursos.cl
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